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实验技术：高压原位
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前探测器 后探测器

预压打孔 装样、压标、传压介质 加压 测压
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实验技术：QXAFS

传统方法采用的是步进扫描式，总耗时在15-25分钟或更长

 QXAFS单色器驱动电机以特定的速率快速连续转动，采谱时间缩短至

分钟甚至秒量级，提高了效率。

 QXAFS方法常用于结合原位实验条件，例如反应时间、温度、压力等，

对动态过程开展研究，例如催化、相变、成核、合成反应等
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新技术发展：能量调制XAFS

Nb标样调制谱与吸收谱R空间对比

1.调制吸收谱能突出常规测量中不明显的微结构，
提高吸收谱测量的灵敏度。
2.相比常规吸收谱，调制谱多了一项为-iR的系数，
对高R部分即高配位层的微弱信号有放大作用，更
利于对高配位层的研究。

Li2MnO3中Mn的k边近边调制谱与吸收谱对比
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实验技术小结：

可以提供的XAFS实验技术：
1 常规（透射、荧光，10ppm）
2 时间分辨（动态过程，10s）
3 温度（合成、催化等原位条件，10-1000k）
4 压力（相变，40Gpa）
5 掠入射（表面结构）
正在研发的XAFS实验技术：
1 微区荧光（二维分布）
2 调制技术（外部条件响应）
3 全电子产额（表面结构）



北
京
同
步
辐
射
装
置

B
eijing S

ynchrotron R
adiation F

acility
X

射
线
吸
收
谱
学
实
验

和
数
据
分
析
讲
习
班

1W1B 实验站

HV

Ar

 能量范围：4 ~ 23 KeV

 能量分辨率：＜ 1~3 ×10-4@ 9KeV

 光通量：＞3×1011@ 10KeV

 光斑尺寸：0.9 ×0.3 mm2

 每年专用光3个月；兼用光4个月

实验技术：
常规（透射、荧光10ppm）；
时间分辨；
低温（10k）；
高温（1000k）；
高压（40Gpa）；
掠入射；
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1W2B 实验站

HV

Ar

 能量范围：5 ~ 18 KeV

 能量分辨率：＜ 1~3 ×10-4@ 9KeV

 光通量：＞3×1011@ 10KeV

 光斑尺寸：0.6 ×0.3 mm2

每年运行3个月专用光，4个月兼用光；

实验技术：
常规（透射、荧光100ppm）；
时间分辨；
低温（100k）；
高温（1000k）；
高压（40Gpa）；
掠入射；
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谢谢！


